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Zapytajcie o nasze szczeg!øowe prospekty"

system obr!bki obrazu QUICK IMAGE
Du#a gø$bia ostro%ci, ekstra du#e pole widzenia, wø&cznie z oprogramowaniem.

Podw!jny system telecentryczny �s��
Dzi"ki du#emu zakresowi gø"bi ostro$ci mo#na prosto i bez ponownego ogniskowania 
zmierzy% detale o r!#norodnej wysoko$ci lub stopniowanej powierzchni, na przykøad cz"$ci 
toczone lub narz"dzia skrawaj&ce.
 Ekstra du#e pole widzenia �s��
Pole widzenia 32 x 24 mm pozwala na caøkowite wykrycie maøych detali w jednym spojrzeniu ± 
do szybkich, prostych i automatycznych pomiar!w.
 Seryjne oprogramowanie �s��
Wygodne powt!rzeniowe, programowalne przebiegi pomiarowe jak r!wnie# du#a pr"dko$% 
analizy dzi"ki zintegrowanemu oprogramowaniu QIPAK. Dla uzyskania najlepszych wynik!w  
z r!#norodnych analiz i jako$ci. 
Do poø&czenia z Desktop-PC lub Notebook.�s��

QI-A2010B

QI-B4020B

Model QI-A505B QI-A1010B QI-A2010B QI-A2017B QI-A3017B QI-A4020B 

Powi kszenie 0,2!x 0,2!x 0,2!x 0,2!x 0,2!x 0,2!x

Model QI-B505B QI-B1010B QI-B2010B QI-B2017B QI-B3017B QI-B4020B

Powi kszenie 0,5!x 0,5!x 0,5!x 0,5!x 0,5!x 0,5!x

Zakres!pomiarowy X,!Y!(mm) 50!x!50 100!x!100 200!x!100 200!x!170 300!x!170 400!x!200

Z!(mm) 25 100 100 100 100 100

Tryb!pomiarowy tryb!wysokiej!rozdz.!i!tryb!normalny

Odchylenie!
døugo"ci

w!obrazie QI-A:!#!5!$m!(tryb!wysokiej!rozdz.),!#!8!$m!(tryb!normalny)!
QI-B:!#!2,7!$m!(tryb!wysokiej!rozdz.),!#!4!$m!(tryb!normalny)

(U1!xy) #!(5!+!0,08L)!$m!!!L!=!w!mm

Kamera 1,3!Mega-Pixel!1/2º!kamera

System!optyczny odst p!roboczy 90!mm

ostro"% tryb!wysokiej!rozdz.:!#!0,6!mm,!
tryb!normalny:!#!11!mm!(#!1,8!mm)!!!!!(!):!QI-B

O"wietlenie LED!-!"wiatøo!przechodz&ce,!"wiatøo!halogenowe!wsp'øosiowe,
4!segmentowe!"wiatøo!pier"cieniowe-LED

Max.!masa!detalu 5!kg 5!kg 10!kg 20!kg 20!kg 15!kg
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system obr!bki obrazu QUICK SCOPE manualny
QUICK SCOPE manualny:

Kompaktowy, przemysøowy przyrz&d stoøowy do øatwych, manualnych pomiar!w pojedy'czych cz"$ci.�s��

Urz&dzenie ze staøym obiektywem:
Bardzo precyzyjne obiektywy pomiarowe 1 x, 2,5 x i 5 x.�s��

Urz&dzenie z Powerzoom:
Programowalny ¹Powerzoomª z automatycznym dopasowaniem nat"#enia $wiatøa i wielko$ci pixel.�s��

QUICK SCOPE

QUICK SCOPE CNC

system obr!bki obrazu QUICK SCOPE CNC
QUICK SCOPE CNC:

Przyrz&d stoøowy ze sterowaniem cyfrowym i dobrym stosunkiem ceny do wydajno$ci. Idealny do �s��
pomiar!w maøych i $rednich serii.

Przyrz&d ze staøym obiektywem:
Bardzo precyzyjne obiektywy pomiarowe 1 x, 2,5 x i 5 x.�s��

Przyrz&d z Powerzoom:
Programowalny ¹Powerzoomª z automatycznym dopasowaniem nat"#enia $wiatøa i wielko$ci pixel.�s��

Zapytajcie o nasze szczeg!øowe prospekty"

Dane techniczne

Rozdzielczo$%: 0,0001 mm
Odchylenie døugo$ci  
(E1) przy 20 *C (XY): (3 + 2 L/100) ;m
Powi"kszenie  
na monitorze (17ª):  z obiektywem staøym 1 x:  

42 x  
z obiektywem staøym 2,5 x: 
105 x 
z obiektywem staøym 5 x: 
210 x 
z Powerzoom:  
21 x do 147 x

Dane techniczne

Rozdzielczo$%: 0,0001 mm
Odchylenie døugo$ci  
(E1) przy 20 *C (XY): (2,5 + 0,6 L/100) ;m
Powi"kszenie  
na monitorze (17ª):  z obiektywem staøym 1 x:  

42 x 
z obiektywem staøym 2,5 x:  
105 x 
z obiektywem staøym 5 x:  
210 x 
z Powerzoom:  
21 x do 147 x

Model Sterowanie Zakres!!
pomiarowy

X!:!Y!:!Z!(mm)!

Odchylenie!!
døugo"ci!!
E1!(XY)

Obiek-
tyw!!
staøy

Obiek-
tyw!

Zoom

*wiatøo
przechodz.

*wiatøo
wsp'øosiow.

*wiatøo!
pier"cien.

Auto-
fokus

QS-E 1020 manualne 200!:!100!:!150 (3!+!2,0!L/100)!$m ± ± ±
QS-L 1020AF manualne 200!:!100!:!150 (3!+!2,0!L/100)!$m ±
QS-L 1020Z manualne 200!:!100!:!150 (3!+!2,0!L/100)!$m ± ±
QS-L 1020Z/AFmanualne 200!:!100!:!150 (3!+!2,0!L/100)!$m ±

Model Sterowanie Zakres!!
pomiarowy

X!:!Y!:!Z!(mm)!

Odchylenie!!
døugo"ci!!
E1!(XY)

Obiektyw!
staøy

Obiektyw!
Zoom

*wiatøo
przechodz.

*wiatøo
wsp'øosiow.

*wiatøo!
pier"cien.

Auto-
fokus

QS 200 CNC 200!:!200!:!100 (2,5!+!0,6!L/100)!$m ±
QS 250 CNC 200!:!250!:!100 (2,5!+!0,6!L/100)!$m ±
QS 200 Z CNC 200!:!200!:!100 (2,5!+!0,6!L/100)!$m ±
QS 250 Z CNC 200!:!250!:!100 (2,5!+!0,6!L/100)!$m ±
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QUICK VISION

system obr!bki obrazu QUICK VISION ELF
Kompaktowy, przyrz&d stoøowy ze sterowaniem CNC przeznaczony do wydajnych, 
przemysøowych pomiar!w obr!bki obrazu.

Wersja PT:
$wiatøow!d halogenowy.�s��

Wersja Pro:
$wiatøow!d halogenowy.�s��
 programowalne o$wietlenie pier$cionowe ¹4 segmentoweª-LED.�s��

Dane techniczne

Rozdzielczo$%: 0,0001 mm
Odchylenie døugo$ci  
(E1) przy 20 *C (XY): (2 + 0,3 L/100) ;m

Dane techniczne

Rozdzielczo$%:  0,0001 mm (APEX), 
0,00002 mm (HYPER)

Odchylenie døugo$ci  
(E1) przy 20 *C (XY):  1,5 + 0,3 L/100 ;m (APEX),  

0,8 + 0,2 L/100 ;m (HYPER)

Zapytajcie o nasze szczeg!øowe prospekty"

QUICK VISION ELF

system obr!bki obrazu  
QUICK VISION APEX / HYPER QUICK VISION
Stanowiskowy model do wymagaj&cych zada' w pomiarach przy wykorzystaniu technik 
obr!bki obrazu. Czterokolorowe wsp!øosiowe i pier%cieniowe o%wietlenie -LED.

Wskaz!wka: Produkty tej serii zostaøy wyposa#one w system 
zabezpiecze' rozpoznawania, negatywnie wpøywaj&cych na system 
pomiarowy, wibracji. Wywoøanie systemu prowadzi do zatrzymania 
przyrz&du. Wskazana funkcja przyrz&du mo#e zosta% wyø&czona przez 
serwis Mitutoyo, dzi"ki czemu nie dojdzie do przestoj!w.

Model Zakres!pomiarowy
X!:!Y!:!Z!(mm)

Odchylenie!døugo"ci!
E1!(XY)

QVE 202 PRO 200!:!250!:!100 (2!+!0,3!L/100)!$m

Model Zakres!pomiarowy
X!:!Y!:!Z!(mm)

Odchylenie!døugo"ci!
E1!(XY)

QUICK VISION APEX
QVX 302 PRO 300!:!200!:!200 (1,5!+!0,3!L/100)!$m
QVX 404 PRO 400!:!400!:!250 (1,5!+!0,3!L/100)!$m
QVX 606 PRO 600!:!650!:!250 (1,5!+!0,3!L/100)!$m

Model Zakres!pomiarowy
X!:!Y!:!Z!(mm)

Odchylenie!døugo"ci!
E1!(XY)

HYPER QUICK VISION
HQV 302 PRO 300!:!200!:!200 (0,8!+!0,2!L/100)!$m
HQV 404 PRO 400!:!400!:!250 (0,8!+!0,2!L/100)!$m
HQV 606 PRO 600!:!650!:!250 (0,8!+!0,2!L/100)!$m
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system obr!bki obrazu QUICK VISION ACCEL
Urz&dzenie stanowiskowe ze staøym stoøem pomiarowym o du#ym przy%pieszeniu  
i pr$dko%ci przesuwu. Dynamiczne rozwi&zanie optymalizuj&ce czas kontroli serii.

Wersja Pro:
programowalne czterokolorowe o$wietlenie pier$cieniowe LED.�s��

Dane techniczne

Rozdzielczo$%:  0,0001 mm,
Odchylenie døugo$ci  
(E1) przy 20 *C (XY):   1,5 + 0,3 L/100 ;m,  

Dane techniczne
Rozdzielczo$%:  0,0001 mm
Odchylenie døugo$ci  
(E1) przy 20 �ÑC (XY): od 2,5 + 0,4 L/100 ;m

Zapytajcie o nasze szczeg!øowe prospekty"
QUICK VISION ACCEL 808 PRO

system obr!bki obrazu  
QUICK VISION STREAM PLUS
Pomiar ci&gøy szczeg!ø!w detalu.

Intensywne o%wietlenie LED

Specyfikacja:
Du#a wydajno$% w pracy ci&gøej dzi"ki pomiarowi optycznemu.�s��
Opcjonalnie Autofokus laserowy do szybkiego ogniskowania.�s��
Pr"dko$% przesuwu max. 400 mm/s.�s��
Mo#liwo$% zaprogramowania zmiany powi"kszenia.�s��

Wskaz!wka: Produkty tej serii zostaøy wyposa#one w system 
zabezpiecze' rozpoznawania, negatywnie wpøywaj&cych na system 
pomiarowy, wibracji. Wywoøanie systemu prowadzi do zatrzymania 
przyrz&du. Wskazana funkcja przyrz&du mo#e zosta% wyø&czona przez 
serwis Mitutoyo, dzi"ki czemu nie dojdzie do przestoj!w.

Model Zakres!pomiarowy
X!:!Y!:!Z!(mm)

Odchylenie!døugo"ci!
E2!(XY)

QVA 808 PRO ! 800!:!! 800!:!150 (2,5!+!0,4!L/100)!$m
QVA 1212 PRO1250!:!1250!:!100 (3,5!+!0,4!L/100)!$m
QVA 1517 PRO1500!:!1500!:!100 (3,5!+!0,4!L/100)!$m
QVA 2021 PRO2000!:!2000!:!100 (4,5!+!0,5!L/100)!$m

Model Zakres!pomiarowy
X!:!Y!:!Z!(mm)

Odchylenie!døugo"ci!
E1!(XY)

QVSP 302 PRO300!:!200!:!200 (1,5!+!0,3!L/100)!$m
QVSP 404 PRO400!:!400!:!250 (1,5!+!0,3!L/100)!$m
QVSP 606 PRO600!:!650!:!250 (1,5!+!0,3!L/100)!$m
QVSP 302 PRO5300!:!200!:!200 (1,5!+!0,3!L/100)!$m
QVSP 404 PRO5400!:!400!:!250 (1,5!+!0,3!L/100)!$m
QVSP 606 PRO5600!:!650!:!250 (1,5!+!0,3!L/100)!$m
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ULTRA QUICK VISION 350 PRO

system obr!bki obrazu ULTRA QUICK VISION
Stacjonarny system z nap$dem CNC- i powietrznym uøo#yskowaniem osi dla wysoko 
postawionych wymaga' w zakresie odchylenia døugo%ci, tak#e przy kontroli seryjnej.

Dane techniczne

Rozdzielczo$%:  0,00001 mm
Odchylenie døugo$ci  
(E1) przy 20 *C (XY):  (0,3 + 0,1 L/100) ;m

Zapytajcie o nasze szczeg!øowe prospekty"

Wskaz!wka: Produkty tej serii zostaøy wyposa#one w system 
zabezpiecze' rozpoznawania, negatywnie wpøywaj&cych na system 
pomiarowy, wibracji. Wywoøanie systemu prowadzi do zatrzymania 
przyrz&du. Wskazana funkcja przyrz&du mo#e zosta% wyø&czona przez 
serwis Mitutoyo, dzi"ki czemu nie dojdzie do przestoj!w.

Model Zakres!pomiarowy!
X!:!Y!:!Z!(mm)

Odchylenie!døugo"ci!!
E1!(XY)

UQV 350 PRO 350!:!350!:!150 (0,3!+!0,1!L/100)!$m
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system obr!bki obrazu UMAP VISION
Pomiar dotykowy ekstra maø& ko'c!wk& do drobnych kraw$dzi
¹UMAP 103ª umo#liwia pomiar dotykowy ekstra maø& ko'c!wk& bardzo w&skich otwor!w ±  
$rednica kulki 30 ;m ± døugo$% trzpienia 2 mm ± stosunek dø. 66,7.

Sensor optyczny um#liwia powi$kszenie dowolnego miejsca detalu i jego pomiar przy 
pomocy technik obr!bki obrazu.

Dzi"ki sensorowi optycznemu ko'c!wka mo#e øatwo i dokøadnie pozycjonowa% trudno �s��
rozpoznawalne okiem miejsca na detalu. W ten spos!b sensor znalazø zastosowanie w 
systemach obr!bki obrazu.

Pomiar kraw$dzi poprzez Scanning dotykowy
Sonda UMAP umo#liwia pomiar detali o zwartych ksztaøtach geometrycznych metod& punkt po �s��
punkcie oraz poprzez Scanning.

Zapytajcie o nasze szczeg!øowe prospekty"

Sensor optyczny do pozycjonowania i obr!bki 
obrazu

System UMAP VISION HYPER 302 Typ 1

2!
m

m

é!30!$m

UMAP103!!
Stylus

é!30!$m

UMAP101!
Stylus

é!15!$m

16
!m

m

é!300!$m

10
!m

m

é!100!$m

0,
2!

m
m

é!15!$m

é!100!$m

UMAP110!!
Stylus

é!300!$m

UMAP130!!
Stylus

é!70!$m

UMAP107!!
Stylus

5!
m

m

é!70!$m

Wskaz!wka: Produkty tej serii zostaøy wyposa#one w system 
zabezpiecze' rozpoznawania, negatywnie wpøywaj&cych na system 
pomiarowy, wibracji. Wywoøanie systemu prowadzi do zatrzymania 
przyrz&du. Wskazana funkcja przyrz&du mo#e zosta% wyø&czona przez 
serwis Mitutoyo, dzi"ki czemu nie dojdzie do przestoj!w.
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system obr!bki obrazu M-NanoCoord
System obr!bki obrazu w wymiarze 3-D dla zakres!w pomiarowych Nano.

Urz&dzenie podstawowe wyposa#one w r!#ne sensory (np. UMAP) do ka#dego zadania.�s��
Wysoka dokøadno$% MPE: (0,3 + L/1000) ;m.�s��
 Du#y zakres pomiarowy: 300 x 200 x 100 mm.�s��

M-NanoCoord

+

System pomiarowy M-NanoCoord

M-NanoCoord

Sensor systemu obr!bki obrazu 
(standard)

Bardzo dokøadny system optyczny�s��
 Ogniskowanie wzorcowe�s��
 Mo#liwo$% zaprogramowania  �s��
zmiany powi"kszenia (3 stopnie)

Long Range Nano Probe LNP
 Umo#liwia bardzo dokøadny pomiar  �s��
powierzchni z maøym naciskiem pomiarowym
 Rozdzielczo$% osi X 0,25 mm (0,00025 ;m)�s��
Nacisk pomiarowy 10 ;N - 750 ;N�s��

Sonda przeø&czaj&ca UMAP
 Szczeg!lnie maøa $rednica ko'c!wek  �s��
(np. UMAP 103: $rednica 30 ;m)
Powtarzalno$%: 3�s�� s  = 0,1 ;m

Wskaz!wka: Produkty tej serii zostaøy wyposa#one w system 
zabezpiecze' rozpoznawania, negatywnie wpøywaj&cych na system 
pomiarowy, wibracji. Wywoøanie systemu prowadzi do zatrzymania 
przyrz&du. Wskazana funkcja przyrz&du mo#e zosta% wyø&czona przez 
serwis Mitutoyo, dzi"ki czemu nie dojdzie do przestoj!w.
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MCOSMOS 2QVQVPAK

System obr!bki  
obrazu

Pakiet program!w

Software QIPAK, QSPAK, QVPAK
Zdziwiaj&ca wielostronno%* a mimo to przyjazne dla u#ytkownika oprogramowanie  
bazowe do system obr!bki obrazu.

Przemy$lana budowa, praktyczne ¹narz"dziaª i doskonaøe przedstawienie ekranu otwieraj& �s��
zupeønie nowy wymiar efektywnych pomiar!w. Z programem QIPAK, QSPAK i QVPAK mo#na 
samodzielnie planowa% kompleksowe przebiegi pomiarowe,kontrolowa% je i analizowa%. 
Dzi"ki zintegrowanej pomocy Online nawet nie przeszkolony u#ytkownik bezproblemowo,  
w przeci&gu kr!tkiego czasu wejdzie w $wiat systemu obr!bki obrazu.

MeasurLink
Moduø do statystycznego zarz&dzania danymi pomiarowymi oraz analizy i zapisu danych 
pomiarowych.

QV CAD-IMPORT/EXPORT
Konwertuje dane z QVPAK do systemu CAD. Bezproblemowy import i export format!w 
plik!w IGES i DXF.

QV EIO
Søu#y do komunikacji system!w QUICK VISION z programowalnymi, zewn"trznymi  
kontrolerami.

QV EIO PC
Program do komunikacji mi"dzy systemem QUICK VISION, a zewn"trznym komputerem  
PC przez zø&cze RS-232 C.

QV PARTMANAGER
Program zarz&dzaj&cy paletami umo#liwi kontrol" wi"kszej ilo$ci,tak#e r!#norodnych  
detali po koleji w jednym przebiegu pomiarowym. Podczas pomiaru nast"puje ocena  
¹na pierwszy rzutª.

PAGPAK
Generuje programy cz"$ciowe specjalnie do pomiaru otwor!w. Czyta dane CNC- lub NC  
z frezarek lub wiertarek i korzysta z tych danych podczas kontroli.  

EASYPAG
U#ywa danych IGES- lub DXF do tworzenia Offline program!w cz"$ciowych.

FORMPAK-QV
Efektywny, prosty w obsøudze program do analizy i oceny ksztaøtu.

QV GEARPAK
Tworzy program cz"$ciowy do pomiaru k!ø z"batych -wø&cznie z moduøem analizy  
parametr!w koøa z"batego.

Moduøy uzupeøniaj"ce

Zapytajcie o nasze szczeg!øowe prospekty"


